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I.DESCRIPCION DEL CURSO

Este curso tiene énfasis los fundamentos y técnicas experimentales basicas de la
fisica, incluyendo aparatos y montajes experimentales para el manejo de los equipos
de laboratorio con herramientas de tecnologia al vacio, fisica de bajas temperaturas,
campos magnéticos, montajes dépticos para andlisis, generacidén de radiaciédn
electromagnética, técnicas de difraccidén y detectores de fotones.

II.RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.Presentar al alumno las técnicas experimentales de la fisica, incluyendo aparatos vy
montajes experimentales béasicos.

2.Formar al alumno en el manejo de los equipos de laboratorio para que se sientan
confidentes en hacer andlisis de sus respectivos materiales de su interés con su
trabajo de investigacién conducentes a la generacién de una tesis doctoral.

III.CONTENIDOS

1.Tecnologia del vacio: cémo hacer vacio, alto vacio, ultra alto vacio (UHV), cdémo
medir el vacidé (medicidn de presidn) materiales aptos para el vacio.

2.Fisica de bajas temperaturas: cédmo generar bajas temperaturas, cdémo medir
temperaturas, construccién mecadnica de criostatos (aislacidédn térmica: conductividad,
radiacién, conveccidn), materiales aptos para baja temperatura.

3.Campos magnéticos: cédmo generar campos magnéticos, cédmo medir campos magnéticos
(efecto Hall), cbémo proteger componentes de campos magnéticos.

4 .Preparacidén de muestras: fabricacidén de superficies con distintos materiales y
métodos (fisica y quimica), fabricacién de monocristales.

5.Montajes Opticos para andlisis de muestras: cbémo medir magnetizacidén en peliculas
delgadas, cristales o policristales (efecto Kerr vs. Magnetdémetros), cdémo medir
espersores de peliculas con fotones, cédmo medir indices de refraccidn (método de
Drude) .

6.Instrumentacién electrédnica bésica: multimetro digital amplificador Lock-In,
circuitos de retroalimentacidédn Feedback; captacidén y medicidén de sefial, adquisicidn
de datos interfaces.

7.Generacidén de radiacidén electromagnética: luz visible y UV, rayos X, haces de
electrones e iones.

8.Técnicas de difraccidén: fotones, electrones, neutrones.

9.Detectores de fotones: visible, UV, rayos X, rayos gamma.

10.Detectores de particulas: electrones, iones y neutrones.

IV.ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
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-E1 curso se concentra en tres partes: Técnicas de vacio, Microscopia Electrédnica
(SEM) y Espectroscopia de electrones Auger (SAM).
-Cada parte tiene 6 sesiones semanales de laboratorio de 2 médulos cada una

V.ESTRATEGIAS EVALUATIVAS

-Evaluacién del manejo del equipo durante trabajo de laboratorio 30%

-Un trabajo escrito reportando andlisis de diferentes materiales con evaluacidédn del
anadlisis 30%

-Presentacién oral 30%

-Asistencia obligatoria
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